


















































专利名称(译) 超声探头和超声诊断仪

公开(公告)号 US20150313575A1 公开(公告)日 2015-11-05

申请号 US14/648463 申请日 2012-12-07

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

当前申请(专利权)人(译) HITACHI，LTD.

[标]发明人 TANAKA HIROKI
MASUZAWA HIROSHI

发明人 TANAKA, HIROKI
MASUZAWA, HIROSHI

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08 A61B8/14 G01S15/89

CPC分类号 A61B8/4494 A61B8/4444 A61B8/145 A61B8/5207 G01S15/8925 A61B8/4488 G01S7/5208 G01S15
/8927 B06B1/0207 B06B1/0622 B06B2201/20 B06B2201/76 G10K11/346

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括多个超声波换能器。超声波探头连接到接收系统电路，
该接收系统电路包括至少一个第一延迟加法器电路，其中多个超声波换
能器中的预定数量被配置为一个子阵列，并且相对于超声波接收以子阵
列单元执行延迟和相加。从包括在子阵列中的超声换能器获取的信号，
和对从超声换能器获取的超声波接收信号执行延迟和相加的第二延迟加
法器电路。多个超声换能器包括：第一组，其将接收信号发送到通过第
一延迟加法器电路的第二延迟加法器电路;以及第二组，其将接收信号直
接发送到第二延迟加法器电路而不通过第一延迟加法器。电路。
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